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分析・計測

分光観察部

任意波長でサンプル
の露出断面を観察

マイクロスライサ部

試料をミクロン単位で押し上
げ、連続的に切削して試料
断面を露出

分光照明部

任意波長の光で
サンプルを照明
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分光器

サンプル

分光・蛍光特性を立体的に計測可能

ミクロトーム

ステッピングモーター

類似度マップによる色づけ

ボリュームレンダリング法 大豆の内部構造立体可視化像 各部位の立体可視化像

大豆断面の蛍光画像と各部位のEEM
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EEMの多次元尺度解析に基づく類似度マップ
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特許状況：No. 2003-89033
出願中

大豆の内部構造可視化例大豆の内部構造可視化例

技術の内容技術の内容
食品中の各部位における蛍光特性を計測し、各成
分の性質の違いを色の違いとして表現することによ
り、食品中の成分分布や立体構造を可視化する。

技術の特徴技術の特徴
•立体試料中の任意の点における励起・蛍光マトリッ
クス（EEM）を計測

•EEMに対して多次元尺度解析を行い、各点の類似
度マップを作成

•類似度マップを元に、各点の蛍光特性の違いを色
の違いとして表現するカラーインデックスを作成

•カラーインデックスに基づいて彩色した画像をボ
リュームレンダリング法で立体に再構築
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